Baker WINTATS

Megger.

Power on

System kontroli jakosci twornikéw trakcyjnych

Wstep

Producenci silnikéw i firmy zajmujgce sig ich przezwajaniem
potrzebujg sprzetu do testowania, ktory pozwoli wydajnie
testowaé maszyny oraz ich elementy z wiarygodnymi
wynikami. System kontroli jakosci twornikow Baker WIinTATS
jest niezawodnym, sprawdzonym w praktyce systemem do
doktadnego, szybkiego testowania twornikéw.

Urzadzenie wykonuje wymagany przez producentow i zaktady
naprawcze zestaw testow niezbedny do zapewnienia jakosci.
System sktada sie z szafy w stylu rack, komputera z systemem
operacyjnym Microsoft Windows, zasilacza oraz obwodow
pomiarowych. System posiada wbudowany stojak do
indeksowania twornika.

Baker WinTATS to w pelni automatyczny system do testowania
twornika z programowanymi przez uzytkownika limitami typu
pozytywny/negatywny. Ten system zapewnia najlepsza
kombinacje testéw twornikdw trakcyjnych w celu zapewnienia
i kontroli jakosci produkcji: proby napieciem statym i zmiennym,
rezystancja i test udarowy.

Wzmocniona konstrukcja systemu umozliwia niezawodng
prace w trudnych warunkach codziennego uzytkowania
w zaktadach produkcyjnych i naprawczych. Baker WIinTATS
zwieksza wydajno$¢, poniewaz jest tatwo programowalny przez
uzytownika, aby automatycznie przeprowadzi¢ testy wymagane
dla danego silnika lub jego elementu. Po zaprogramowaniu
i skonfigurowaniu systemu, potrzebuje on niespetna 18
minut na przetestowanie ponad 200 dziatek twornika. W trakcie
pomiaréw badany twornik instalowany jest na specjalnym
stojaku indeksowania RST. Sondy testowe sg umieszczane na
tworniku automatycznie i wyzwalane komendg “start testu".
Standardowa sekwencja testu obejmuje prébe napieciem
zmiennym i/lub statym, pomiar rezystancji oraz test udarowy.
Wszystkie testy posiadajg kryteria pozytywny/negatywny
i kazda usterka zostaje wykryta automatycznie, test zostaje
przerwany, a uzytkownik natychmiast powiadomiony.

Test udarowy

Wysokonapieciowy test udarowy (znany réwniez
jako test impulsowy) jest czesto jedynym
sposobem wykrycia ostabienia izolacji zwojowej
w tworniku. Wysokonapieciowy test udarowy (lub
impulsowy) potrafi wykry¢é czy wystepujg jakies
problemy pomiedzy zwojami, cewkami lub
dziatkami. Baker WIinTATS wykorzystuje metode
poréwnywania przebiegéw do analizy uszkodzen
przez kalkulacje réznic procentowych w stosunku
do wczesniej uzyskanego przebiegu wzorcowego.

Pomiar metodg dziatka do dzialki

Dzieki testowi metodg dziatkka do dzialki
wykorzystywanym w urzgdzeniu Baker WInTATS
operator moze doktadnie wykryé problemy
z obwodami o niskiej impedancji takimi jak skroty,
otwarcia, asymetrie i ostabienia izolacji zwojowe;j.
Ta metoda pozwala operatorowi dokladnie
zidentyfikowa¢ uszkodzong cewke.

Proby napieciem statym i zmiennym

Baker WInTATS wykorzystuje metode wykrywania mikro
zwar¢ w obu testach napieciem statym i zmiennym w celu
wyszukania ewentualnych zwar¢ do ziemi (jedyna
sprawdzona metoda wychwycenia tego typu usterek). Proba
napieciowa pomiedzy fazami pozwala zlokalizowa¢ ostabienia
izolacji  miedzyfazowej. Jego zdolnos¢ kompensacji
pojemnosciowej pozwala mierzy¢ prgd uptywu z  duzg
doktadnoscia. Baker WINnTATS wykorzystuje prébe
wysokonapieciowg napieciem stalym w celu sprawdzenia
integralno$ci systemu izolaciji.

Pomiary rezystancji

Powszechnym btedem podczas procesu produkcji twornikow
jest stabe potgczenie cewki z jej komutatorem (np. uszkodzony
spaw). Test rezystancji pozwala wykry¢  wszystkie
nieprawidtowe pofaczenia, wystepowanie skrétow otwartych
obwodoéw lub asymetrii. Podczas pomiaru podawany jest prad
staly z automatycznie dobieranym zakresem, mierzgc
rezystancje uzwojenia w celu wykrycia wszystkich stabych
punktow. Mostek Kelvina powoduje, ze testy uzwojen o niskiej
rezystancji sg doktadne i powtarzalne.

Pomiary rezystancji w zakresie od 100 mikroméw i 200 omoéw
sg korygowane temperaturowo do wartosci rezystancji w 25°C
lub temperatury wyspecyfikowanej przez uzytkownika.

Osprzet do pomiaru twornika
Solidny osprzet pozwala szybko i bezpiecznie potgczy¢ twornik
z systemem testujgcym. Twornik obracany jest przez gumowe
koto napedowe stykajace sie z powierzchnig twornika
napedzane przez sterowany komputerowo silnik krokowy za
pomocg metody indeksowania optycznego. Urzadzeni
testujgce zaprojektowane jest do wieloletniej, intensywnej pra
w $rodowisku produkcyjnym.
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Twornik podczas testow

Specyfikacje Baker WinTATS

Komputer

* System operacyjny: Microsoft Windows 7

* Porty: Ethernet, USB, szeregowy

* Przechowywanie danych: dysk twardy, naped CD (opcja)

* Wyswietlacz: wysokiej rozdzielczosci wyswietlacz LCD
® Drukarka: do pliku lub drukarka USB (opcja)

¢ Urzadzenia wejsciowe:  klawiatura i mysz

Pomiar napieciem statym

* Napigcie: programowalne w zakresie od 100V do 10 000V DC
z przyrostem 150 V, doktadnos¢ 5%

* Prad: maksymalnie 100pA, rozdzielczo$¢ 1pA, programowalne
kryteria pozytywny/negatywny z przyrostem 1pA

® Czas trwania: programowalny z przyrostem 1 s

Pomiar napieciem przemiennym

* Napiecie: programowalne w zakresie od 150V do 5000V AC
z przyrostem 500 V

® 50/60 Hz, liniowa rampa gora/dot

* Prad: maksymalnie 200mA, rozdzielczos¢ 1mA, programowalne
kryteria pozytywny/negatywny z przyrostem 1mA,

* Metoda pradu uptywu: “catkowity lub absolutny prad uptywu” lub
“rzeczywisty lub rezystancyjny prad uptywu”

Wymagania zasilania

e Zasilanie wejsciowe: 230V AC, 50/60Hz, 12A

* Zabezpieczenie - dwubiegunowy wytgcznik magnetyczny

® Ochrona przed przepigciami do 6KC, 3KA (IEEE 587 Cat B
oraz IEC 664 Cat IV)
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Styki testowe dotykaja dziatek komutatora

Rezystancja

Automatyczne ustawienie zakresu

Rozdzielczos¢ 3.5 cyfrowa

0.4% doktadnosci petnej skali na kazdym zakresie
0.2% réznic w powtarzalnosci przy petnej skali
Zaciski Kelvina i osprzet do testéw dziatka do dziatki

Temperatura otoczenia zwykle kompensowana do 25°C (lub
temperatury zdefiniowanej przez uzytkownika)

Zakres rezystancja/prad

100pQ — 2uQ / 20A
2uQ — 20uQ / 20A
20pQ — 200uQ / 2A
200uQ — 2Q / 200mA
20 - 20Q / 20mA
20Q — 200Q / 20mA

Udar (wysokonapieciowy impuls)

Napiecie: programowalne w zakresie od 50V do 1500V pomiedzy
dziatkami z przyrostem 50V

Energia impulsu: maksymalnie 11.25 J
Kondensator roztadowujacy: 0.1uF
Obcigzenie: powyzej 1mH

Czas prébkowania: 20M prébek na sekunde

Promowalne kryteria pozytywny/negatywny limitéw procentowych

dla algorytmu wspotczynnika btedu powierzchni (EAR)

Srodowisko pracy

"Megger" jest zastrzezonym znakiem towarowym.

Zakres temperatury pracy: od 10 do 40 °C
Klasa szczelnosci IP55 (NEMA 12) opcjonalnie dostepna obudowa
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